Thermische Analyse Dag 2000

De Thermische Analyse Dag 2000, werd gehouden op vrijdag 24 november 2000. PerkinElmer Instruments
was onze gastheer. Er werd de aanwezigen een interessant programma aangeboden. Onderstaande foto geeft
een impressie van de bijeenkomst.

Het programma van de TAD 2000 was:
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Ontvangst met koffie

Opening door de voorzitter van de TAWN, Dr. P.J. van Ekeren

Welkomstwoord door Jirgen Dierdorf, General Manager PerkinElmer Instruments Benelux
Nik Boer, PerkinElmer Instruments Benelux: Nieuws van de Thermische Analyse Productlijn

Uitreiking van de Thermische Analyse Prijs voor Jonge Onderzoekers aan Mw. Marlies van Bael
(Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek)

Koffiepauze

Mw. Marlies van Bael (Limburgs Universitair Centrum): Thermische Analyse in de studie van
metaaloxiden bereid via de sol-gelmethode

Chris Jan Kooij (Corus IJmuiden, Technology Centre): Thermische Analyse aan Corus
Materialen; legeringen en ertsen

Lunch

Ben Norder (TU Delft): DSC analyse van fluoriserende probes, gebruikt bij de foto-initiatie van
dimethacrylaten

Thijs Pijpers (DSM): High Performance DSC. A new Standard in Thermal Analysis
Koffie- / thee-pauze

Paul van Ekeren (Universiteit Utrecht, Chemische Thermodynamica Groep): Kalibratie van de
DSC voor metingen bij lage temperatuur en gedurende koeling

Ledenvergadering
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